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可测试低于1%
的绝对量子产率 上转换发光材料
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Quantaurus QY Plus 用于评价发光材料性能，测
试光致发光绝对量子产率的测试仪器。

其内部模块化的探测器组件可根据用户需要任意配
置，覆盖紫外-近红外的范围，具有高灵敏度的背照
式CCD探测器，从而有效解决上转换荧光量子产率
的难以测试的问题。

溶液作为增敏剂。采用背照式CCD与InGaAs探测器组合，成功将探测范围扩

展为300-1650nm。结果显示同时测得发射光谱（发射峰525nm）和单线态氧发射光

谱（峰值1270nm）。从而计算出单线态氧的绝对量子产率为0.022.
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L13688-980

A13687-02
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扩展至近红外的绝对量子产率测量系统C13534-31，-32

紫外-近红外高灵敏度绝对量子产率测量系统C13534-33，-34

紫外-近红外上转换绝对量子产率光谱仪C13534-35，-36

可以测量1650nm波长范围内的绝对量子产率

可以进行1%或更低的量子产率测量，展示了在近红外以及微弱光环境下精确的测量能力

可以进行上转换发光的绝对量子产率测量

滤波片单元

激发光滤波片单元

波 滤波

滤波
滤波包括相关安装的光学系统。
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液体
液体测试容器（3个）A10095-02


